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Скануюча тунельна мікроскопія (СТМ) є досить інформативним 
методом вивчення структури поверхні. В теперішній час значна увага 
приділяється застосуванню різноманітних математичних методів для обробки 
мікроскопічних зображень [1]. Комп'ютерна обробка дозволяє суттєво 
поліпшити якість отриманих зображень, а також виявити "тонкі" ефекти, які 
неможливо визначити без складної математичної обробки [2]. 

Метою даної роботи була розробка програмного забезпечення, для 
обробки СТМ-зображень. До такої обробки відносять: вирахування 
середнього нахилу (враховує реальний нахил поверхні зразка або 
температурний дрейф, що призводить до зсуву зразка під час сканування); 
усереднення (усуває шумову складову); медіанну фільтрацію (усуває 
викиди); усереднення по рядках (усуває збій, в наслідок якого рядки 
виявляються різко зсунутими нагору або вниз); підсвічування (виявляє дрібні 
деталі на фоні великих об'єктів). 

В роботі була розроблена програма New_STM 2.0 мовою Object Pascal 
у середовищі Borland Delphі 7.0 [3], що дозволяє здійснювати різні варіанти 
обробки зображень. У програмі були реалізовані наступні фільтри: 
медіанний, Гаусс, Лаплас, високочастотний, биноминальный та ін. 
Застосовуючи різні фільтри, вдається значно поліпшити вихідне зображення 
при комп'ютерній обробці знімків тунельної мікроскопії. Програма 
New_STM 2.0 успішно використовується на кафедрі фізики металів і 
напівпровідників НТУ “ХПІ” при обробці СТМ-зображень поверхні різних 
об’єктів. 
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